
 

 

 

 

 

 結晶粒の小さい材料の極点図高速測定 
 

 

 

  X 線照射領域１ｍｍ以下でもハードウエアの最大スピードで測定可能 

  １極点図２０分以内で測定可能 

   

  照射エリアを制限するＤＳスリットを１ｄｅｇ－＞１／２１ｄｅｇに変えても 

  ほぼ同一の極点図が得られます。 

 

  補正量の大きい極点図の外側を測定しなければ更に短時間で測定可能 

 

  ＡＤＣ法のＯＤＦ解析を行うのであれば、極点図３面の必要もありません。 

  （更に短時間で測定が可能になります。） 

 

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    ２０１２年０５月１８日マトメ 

 

    ＨｅｌｐｅｒＴｅｘ Ｏｆｆｉｃｅ 

  

 

 

 

    材料-AL/2012-05-17-DS スリットを変えて高速測定 



プロファイル測定 

 ４０ｋＶ－４０ｍＡ ＮｉＦｉｌｔｅｒ ２枚 

 ＤＳ：１ｄｅｇ．(入射高さ 10mm) ＳＳ：１ｄｅｇ． ＲＳ：０．３ｍｍ 

 測定間隔 0.02deg Scanspeed 5deg/min(FT=0.24sec) 

 Schulz スリットなし、受光側高さ制限 opem 

  

（２２０）のロッキングカーブ 

 ４０ｋＶ－４０ｍＡ ＮｉＦｉｌｔｅｒ ２枚 

 ＤＳ：１／２ｄｅｇ．(入射高さ 2mm) ＳＳ：ｏｐｅｎ ＲＳ：ｏｐｅｎ 

 測定間隔 0.02deg 測定２θ角度 65.06deg FT=2sec 

 Schulz スリット：１ｍｍ 受光側高さ制限 10mm 

  

 γ揺動なしでも測定可能試料である 

 



ＤＳスリットの広がりによる試料位置における照射エリア 

  

 

 

極点測定 

極点測定条件 

 ４０ｋＶ－４０ｍＡ ＮｉＦｉｌｔｅｒ ２枚 

 ＤＳ：各種 (入射高さ 2mm) ＳＳ：７ｍｍ ＲＳ：７ｍｍ 

 α、β測定間隔５deg 測定βスピード:600deg/min 

 Schulz スリット：１ｍｍ 受光側高さ制限 10mm 

測定結果、Ｍａｘ強度比較 

  

測定時間 

  

 バックグランド測定を行っている為に極点図毎に変化するが 

 ３極点図測定で５７分（１極点図で２０分弱で測定可能） 



データ処理結果（バックグランド除去、defocus 補正、平滑化１－５、強度の規格化） 

  

ODF 処理 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



測定極点図 

DS=1.0deg 

49,400counts   110,046counts    13,160counts     4,338counts 

 

DS=1/2deg 

24,948counts             5,324countc              6,670counts              2,290countc 

 

DS=1/4deg 

10,754counts             3,012counts              3,546counts             1,166counts 

 

DS=1/6deg 

6,460counts              2,014counts              2,034counts              762countc 

 

 



 

DS=1/9deg 

3,964counts              1,274counts              1,354countc              606counts 

 

DS=1/12deg 

3,032counts               1,072counts             1,044counts              340counts 

 

DS=1/15deg 

2,448counts       816counts                832counts                334counts 

 

DS=1/18deg 

1,982counts               692counts               682counts                284counts 

 

 



DS=1/21deg 

1,556counts               500counts               574counts                214counts 

 

 

データ処理（ﾊﾞｯｸｸﾞﾗﾝﾄﾞ除去、defocus 補正、SM-1-5 

DS=1.0deg 

Max=12.54   5.21                     9.14                     3.03 

 

DS=1/2deg 

Max=12.83               5.38                     8.98                     3.16 

 

DS=1/4deg 

Max=11.11                5.74                    9.27                     3.18 

 



DS=1/6deg 

Max=10.33               5.66                     8.48                     3.21 

 

DS=1/9deg 

Max=9.54                5.92                     8.83                     3.78 

 

DS-1/12deg 

Max=9.37                 6.00                    8.58                     3.57 

 

DS=1/15deg 

Max=10.31               5.94                     8.81                     3.64 

 

 

 



DS=1/18deg 

Max=10.06               5.83                     8.59                     3.48 

 

DS=1/21deg 

Max=10.07               5.60                     8.99                     3.57 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DS=1.0deg 

 

DS=1/2deg 

 



DS=1/4deg 

 

DS=1/6deg 

 

 



DS=1/9deg 

 

DS=1/12deg 

 

 

 



DS=1/15deg 

 

DS=1/18deg 

 

 



DS=1/21deg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DS=1.0degVF 

 

DS=1/2degVF 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DS=1/4deg 

 

DS=1/6deg 

 

 

 

 

 

 

 

 



FDS=1/9deg 

 

DS=1/12deg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DS=1/15deg 

 

DS=1/18deg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DS=1/21deg 

 

 


